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Abstract 
The topological charge TC of an electromagnetic wave is relate with their wavefront spatial distribution. Electromagnetic waves with 
factor azimuthal exp(il) in its phase, have TC integer (l=m) or non-integer (l=M). These electromagnetic waves with a well-defined of 
TC can be produced in the visible regime by computer generated holographic masks with fork shaped. In this paper, we study the formed 
triangle lattice distribution in the intensity Fraunhofer regime using numerical simulations of the Bessel-Gauss beams with integer and 
non-integer TC. The beam is diffracted by equilateral triangular aperture to measure both their sign and magnitude. In addition, we 
showed the experimental results of the intensity in far field regime product of diffraction of Bessel-Gauss beams with integer and non-
integer TC by the equilateral triangular aperture. Partial and qualitative explanations have been proposed for the diffraction of 
electromagnetic beams with topological charge. This paper presents a complete analysis for qualitative and quantitative explanation of 
diffraction of a beam with topological charge by a triangular aperture. The results of such diffraction are obtained by numerical 
simulation or experimentally. 
 
Keywords:  Bessel-Gauss beam, Topological charge of the light (TC), integer TC, non-integer TC, Triangular aperture. 
 

 

Determinación de la carga topológica de un haz bessel-gauss 
mediante el patrón de difracción a través de una abertura triangular 

equilátera 
 

Resumen 
La carga topológica de una onda electromagnética CT, está relacionada con su distribucion espacial en el frente de onda. Ondas 
electromagnéticas con un factor acimutal exp(il) en su fase, tienen CT entera (l=m) o no entera (l=M). Estas ondas electromagnéticas 
con un valor definido de carga topológica pueden ser producidas en el régimen visible utilizando máscaras tenedor holográficas 
generadas por computador. En este artículo se estudia mediante simulaciones numéricas la red triangular formada en el régimen de 
intensidad de Fraunhofer de haces Bessel-Gauss con CT entera y no entera que han difractado sobre una rendija en forma triangular para 
determinar su signo y su magnitud. También se presentan los resultados experimentales de la intensidad en campo lejano obtenidos al 
difractar una onda luminosa Bessel-Gauss con CT entera y no entera a través de una rendija triangular equilátera. Argumentos 
cualitativos parciales han sido expuestos para explicar el fenómeno de difracción de estos haces con carga topológica. Aquí se presentan 
argumentos cualitativos y cuantitativos que permiten explicar todos los resultados de la difracción por una abertura triangular de haces 
con carga topológica obtenidos ya sea por simulación numérica o mediante su realización experimental. 
 
Palabras clave: Haz Bessel-Gauss, Carga topológica (CT) entera y no entera de la luz, Abertura triangular. 

 
 
 

1.  Introducción 
 
En 1992 Allen et al [1] y posteriormente Berry [2] en 

2004, demostraron que haces ópticos con estructura de fase 

exp(im´) poseen un momento angular orbital  MAO,  
entero y no entero, respectivamente. Donde m´ es la carga 
topológica del haz CT, que puede tomar valores enteros m o 
no enteros M. Estos haces con carga topológica entera y no 
entera proveen nuevas herramientas en los campos de 
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manipulación de la luz [3-6], comunicaciones en el espacio 
libre [7-9], procesamiento de imágenes [10,11], entre otras 
[12,13,25]. Debido a la alta aplicabilidad de estos haces con 
momento angular orbital, su caracterización implica la 
detección de la CT contenida en la estructura de fase de su 
campo óptico. Generalmente para la determinación de la CT 
son usadas técnicas interferométricas [14,15], sin embargo 
es posible encontrar la CT transportada por un haz, de una 
manera sencilla, a partir de su patrón de difracción a través 
de una abertura triangular anular [16-17]. 

Simulaciones numéricas y resultados experimentales de 
la intensidad en el régimen de Fraunhofer de una onda 
electromagnética visible con carga topológica entera m a 
través de una abertura triangular equilátera, son presentadas 
a continuación. Para haces con carga topológica no entera M 
se muestra su origen y evolución entre los valores de CT: 0-
1 y 1-2, mediante su modelo de difracción numérico y 
experimental en campo lejano Es bien conocido que el 
patrón de difracción de un campo electromagnético por una 
abertura triangular es el resultado de la interferencia entre 
las ondas provenientes de los bordes [18]. Hasta ahora sólo 
ha podido explicarse claramente la rotación que sufre el 
patrón triangular al difractar el haz con MAO en particular 
el desplazamiento lateral de cada uno de los bordes de la 
abertura difractante, así como la influencia del signo del 
modo MAO en el patrón de difracción [16]. En éste artículo 
adicionalmente se expone con todo el detalle no sólo la 
manera como es determinado el valor de la carga 
topológica y su signo, sino su explicación fenomenológica. 

 
2.  Formulación teórica 

 
Consideramos un haz Bessel-Gauss con carga topológica 

m como haz incidente, la amplitud de campo del haz 
incidente antes y en el plano de una abertura triangular 
equilátera (es decir en zൌ  :଴) puede ser escrito [19] comoݖ
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una constante compleja, además ݓሺݖ଴ሻ es el radio del 

haz a la altura del plano de la abertura, ܴሺݖሻ ൌ
ݖ ቂ1 ൅ ൫
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 es el rango de Rayleigh, k es 

número de onda del haz monocromático e ܫ ቀ݉ േ 1
2ൗ ቁ, son las 

funciones modificadas de Bessel [20]. Sustituyendo la 
anterior ecuación y la función de transmitancia de la 
abertura triangular equilátera en la integral de difracción de 
Fraunhofer [23] tendremos que la amplitud de campo 
difractado es: 
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Figura 1. Resultados numéricos de la intensidad en el régimen de 
Fraunhofer de una onda electromagnética Bessel-Gauss con carga 
topológica entera positiva desde m=0 hasta m=5 difractada a través de una 
abertura triangular equilátera, insertada en la parte superior izquierda.  
Fuente: Los autores. 

 
 
Donde ܪ௡ሼሽ es la transformada de Hankel de orden n: 
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La anterior integral puede ser resuelta numéricamente 

asumiendo que la función de transmitancia de la abertura 
triangular equilátera es igual a la unidad para los puntos 
interiores y cero para los puntos exteriores a ella. La 
orientación de la abertura triangular utilizada en los cálculos 
numéricos es mostrada en la parte superior izquierda de la 
Fig. 1. En esta misma figura se muestran los patrones de 
difracción del haz Bessel-Gauss con valores de carga 
topológica entera positiva m=1, 2, 3, 4 y 5, obtenidos al 
difractar, por simulación numérica, sobre la abertura 
triangular equilátera. 

Así en la Fig. 1 se aprecia que el aumento en la CT 
implica un incremento del número de regiones o manchas 
brillantes en el triángulo resultante. El número de manchas 
brillantes a lo largo de un lado del triángulo resultante 

 

 
Figura 2. Resultados numéricos de la intensidad en el régimen de Fraunhofer 
de una onda electromagnética Bessel-Gauss con valores de carga topológica 
entera negativa m=0,-1,-2,-,-4 y m=-5 difractada a través de una abertura 
triangular equilátera, insertada en la parte superior izquierda.  
Fuente: Los autores. 
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menos uno representa la CT del haz difractado en la 
abertura triangular. También puede notarse como el número 
total de manchas brillantes en el triángulo resultante puede 
ser escrito en función de la CT como ሺ|݉| ൅ 1ሻሺ|݉| ൅ 2ሻ/
2[18]. Sí los valores de CT del haz Bessel-Gauss son 
cambiados a enteros negativos: m=-1,-2,-3,-4 y -5, entonces 
el patrón de intensidad del campo difractado en la abertura 
triangular equilátera tiene la misma forma que el patrón de 
intensidad obtenido para los enteros positivos pero con una 
rotación de 180° originada por el desfase de Gouy [21], 
como se muestra en la Fig. 2. 

Por otra parte si se cambia del haz Bessel-Gauss de la 
ecuación (1) la CT entera positiva m por la CT no entera 
positiva M, y se evalúa, por ejemplo, de nuevo la integral 
numérica para valores de M en el  intervalo [0,3] a paso de 0,2, 
se obtendrá que la intensidad de campo difractado rompe la 
simetría de triángulo para los valores no enteros y es un 
triángulo para los valores extremos enteros de los intervalos, 
tal como se aprecia en la Fig. 3 para [0,3]. Adicionalmente en 
la Fig. 3 puede notarse como el patrón de difracción obtenido 
para los valores de CT entre m y m+1/2 tiende a ser al patrón 
de difracción del valor m, mientras el patrón de difracción para 
los valores de CT entre m+1/2 y m+1 tiende a ser el patrón de 
difracción de m+1. Lo anterior puede ser entendido si se tiene 
en cuenta que un haz Bessel-Gauss no entero es la suma 
ponderada infinita de haces Bessel-Gauss enteros [22], donde 
los coeficientes de ponderación toman valores en el rango de 
[0,1], [1,2] y [2,3] y tienen su mayor valor alrededor del entero 
más cercano a M. 

Finalmente se halla la intensidad de campo difractado 
teórica a través de la abertura triangular equilátera para 
valores de CT no entera negativa en los intervalo[0,-3] a 
pasos de -0.2, como se muestra en la Fig. 4. En esta figura 
se aprecia como el cambio del signo en la CT no entera 
produce de nuevo una rotación de 180° al patrón de 
difracción obtenido con respecto de la CT no entera positiva 
de la Fig. 3. 

 

 
Figura 3.  Resultados numéricos para la difracción en campo lejano de una 
onda electromagnética Bessel-Gauss con carga topológica no-entera 
positiva en los intervalo [0,3].  
Fuente: Los autores. 

 
 
Figura 4.  Resultados numéricos para la difracción en campo lejano de una 
onda electromagnética Bessel-Gauss con carga topológica no-entera 
negativa en el intervalo [0,-3]. 
Fuente: Los autores. 

 
 
Puesto que la difracción por los bordes es el aspecto 

clave de su explicación, es posible comprender la difracción 
si inicialmente se modela la misma por cada uno de los 
bordes. Para  la fase acimutal exp(im) del modo MAO con 
carga topológica +m y para el anillo ajustado a la abertura 
triangular, ver la Fig. 5, los valores de la diferencia de fase a 
la altura de los puntos de contacto entre el anillo y los 
bordes son los indicados. Ahora, la fase a lo largo de una 
cualquiera de las aristas puede escribirse como: 
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donde n=1, 2, 3 es la etiqueta de la arista. La variable l 

es la coordenada a lo largo de la arista con origen el centro 
de la respectiva arista, ésta coordenada toma valores en el 

rangoቂെ
௅బ

ଶ
,
௅బ

ଶ
ቃ. 

 

 
Figura 5.  Diferencias de fase, respecto del origen O a 0° con la horizontal, 
de los puntos de intersección de la abertura triangular y el modo con carga 
topológica +m. 	ܮ଴  es la longitud de la arista del triángulo.  
Fuente: Los autores. 
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La expresión (5) para la fase a lo largo de la arista puede 
ser aproximada utilizando la expansión en serie de Taylor, 
sin embargo el error introducido en la fase en el extremo de 
cualquiera de las aristas es superior al 65% [16]. Si ahora, 
en un primer modelo, se aproximan los bordes del triángulo 
a rendijas finitas delgadas ignorando las variaciones locales 
del campo electromagnético, cada una de las rendijas puede 
ser modelada por una distribución de Dirac bidimensional. 
Así, la arista horizontal modelada como una rendija de 
longitud finita e infinitamente delgada toma la forma: 
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el campo electromagnético difractado en la ecuación (2) 

luego de realizar la primera integral teniendo en cuenta las 
propiedades de la distribución de Dirac será [23]: 

 

ܷ௛௢௥
ሺ௙ሻ ሺݔ, ,ݕ ଴ሻݖ ൌ െ

௜

ఒ௭బ
݁
௜൤
మഏ

ഊ
௭బା

యഏ

మ೐
௠ା

√యഏ೤

యഊ೥బ
௅బା

ഏሺೣమశ೤మሻ

ഊ೥బ
൨
ൈ

ܷ଴
ሺ௙ሻ

׬ ݁
௜௠ ௧௔௡షభ ቀ

మ√యೣబ
ಽబ

ቁ௥௘௖௧ቀ
ೣబ
ಽబ
ቁ௘

ష೔
మഏ
ഊ೥బ

ೣೣబ

 ଴.                                 (7)ݔ݀
 

Donde U଴
ሺ୤ሻ es la amplitud del campo electromagnético 

constante a la altura del plano de observación ubicado a una 
distancia lo suficientemente grande, tal que z଴ ≫
஠൫୶బ

మା୷బ
మ൯
ౣá౮

஛
, como para que las aproximaciones sean válidas 

[23].  Sí se hace un ligero cambio de variable	u ≡
୶బ

஛୸బ
, la 

integral a la derecha de la ecuación anterior toma la forma: 
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La función en la exponencial puede ser aproximada 

usando serie de Taylor, al primer orden como: 
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Sin embargo tal aproximación es válida para el intervalo 

que cumple con la condición:		|ݑ| ൑
ଶ√ଷ

௅
.  Es decir que la 

integral en (8) puede ser aproximada a: 
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Donde	ݑ	 ∈ 	 ቂെ √ଷ

௅
,
√ଷ

௅
, ቃ, que a su vez, puede ser 

evaluada utilizando las propiedades de la distribución de 
Dirac como [23] 
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∗ simboliza la operación convolución. Finalmente la 

figura de difracción para el borde horizontal toma la forma: 
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para puntos del plano de difracción que satisfacen la 

condición que: 
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lo cual corresponde con el experimento realizado, donde 

debido a la forma de rosquilla del haz con carga topológica 
incidente no es posible iluminar toda la arista, sólo una parte 
de ella. La Fig. 6 muestra la geometría de iluminación de la 
abertura triangular. 

Para un espesor de la rosquilla el ángulo máximo de 
iluminación de la arista es 
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comparando con la restricción impuesta en la 

aproximación en serie de Taylor, el ángulo máximo para 
que tal aproximación sea válida es ߙ௠௔௫ ൌ

tanିଵ ቀ
ଵ

ଶ
ቁ ; ௠௔௫ߙ	2				 ൎ 53,13°, Esto es, que el espesor de la 

rosquilla debe cumplir la condición: 
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para que la aproximaciones sobre la integral de 

difracción y la ecuación (13), sean válidas. El resultado 
como era de esperarse, corresponde a una línea vertical 
modulada por una función sinc, desplazada a la derecha a 
partir del eje de propagación, origen del plano de 
observación, una cantidad proporcional a la carga 
topológica del haz luminoso y a la longitud de la arista 
equivalente del triángulo que se forma como figura de 

 

 
Figura 6.  Geometría de iluminación, se puede observar la imposibilidad de 
iluminar toda la arista de la abertura triangular, obsérvese que el espesor 
define el ángulo máximo de la rosquilla de iluminación con carga 
topológica que subtiende la parte de la arista que difracta.  
Fuente: Los autores. 
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difracción, ya que el modelo se aplica a cada una de las 
aristas de la abertura triangular que difracta. El tamaño de la 
figura de difracción triangular es también inversamente 
proporcional al tamaño de la abertura triangular como era de 
esperarse, véase la ecuación (9); que a su vez es gobernado 
por el radio del haz con carga topológica, el cual crece a 
medida que la carga aumenta[24]. La figura de difracción 
triangular presenta variaciones locales de fase que dependen 
cuadráticamente de la posición relativa a su origen: 
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donde se ha dejado a un lado las fases constantes 

debidas a la difracción y en particular la asociada a la 
propagación de la onda hasta el plano de observación. 

Para el caso en que la carga topológica sea de igual valor 
pero de signo negativo, la línea vertical se desplazará en la 
misma cantidad pero al lado izquierdo. Esto permite 
claramente, una manera de determinar sin equívoco el signo 
de la carga topológica, sí la base del triángulo está en 
posición vertical al lado derecho del plano de observación, 
la carga tiene signo positivo, y si está al lado izquierdo la 
carga topológica es negativa. En otras palabras el triángulo 
sufre una rotación desde el plano de difracción al plano de 
observación de 90° en el sentido contrario de las manecillas 
del reloj si la carga es positiva o en sentido contrario si la 
carga es negativa, ver Fig. 7. 

Sí se analiza en detalle el resultado del campo 
electromagnético en la ecuación (14) para el lado horizontal, 
se puede concluir que a la altura del plano de observación se 
tendrá también una figura triangular de lado L, al centro del 
plano, producto de multiplicar la difracción por los tres 
lados de la abertura triangular. Esta figura, 
matemáticamente hablando, es de dimensiones infinitas. 

 
3.  Resultados experimentales 

 
Se ha usado el montaje mostrado en la Fig. 8 para hallar 

experimentalmente el patrón de difracción de haces Bessel-
Gauss con CT entera m y no entera M al difractar sobre una 

 

 
Figura 7.  (a) Efecto de la difracción de un haz con carga topológica 
positiva por una abertura triangular equilátera. (b) Cuando el haz lleva una 
carga igual en valor pero negativa. La observación se realiza de manera tal 
que el eje de propagación sale hacía el lector. (c) Posición de la abertura 
triangular en el plano de difracción.  
Fuente: Los autores. 

 
Figura 8.Montaje experimental para la difracción en campo lejano de un 
haz Bessel con CT: Láser, filtrado espacial (F), modulador espacial de luz 
(MSL), abertura triangular equilátera (AB), lente de Fourier (L), CCD y 
Computador (COMP).  
Fuente: Los autores. 

 
 

abertura triangular equilátera. Un láser de gas (Research 
optics, 633nm, Pmáx=1mW) como fuente de luz 
monocromática es filtrado y colimado al atravesar F. Para 
generar los haces Bessel-Gauss con CT entera y no entera, 
la onda colimada incide sobre hologramas numéricos en 
forma de tenedor, desplegados sobre un modulador espacial 
de luz (MSL, Holoeye, resolución espacial: 800(H)x600(V) 
pixeles). El haz Bessel-Gauss generado con CT entera o no 
entera difracta a través de la abertura triangular equilátera 
(AB) colocada a una distancia de 75.6 [cm] medida desde el 
modulador espacial. Finalmente una lente de Fourier (L) es 
utilizada para obtener el patrón de difracción de campo 
lejano sobre la distancia focal de la lente: 38.5 [mm], en la 
cual se encuentra una cámara CCD para la adquisición y 
posterior almacenamiento de las imágenes en el computador 
(COMP). 

De esta manera son obtenidos los perfiles de intensidad 
en el régimen de Fraunhofer de una onda electromagnética 
Bessel-Gauss con CT entera positiva m=0, 1, 2, 3 y 4 (Fig. 
9) y entera negativa m=0,-1,-2,-3, y m=-4 (Fig. 10). En estas 
figuras de difracción se aprecia la equivalencia con la forma 
triangular obtenida teórica y numéricamente. De la 
formación triangular resultante de manchas brillantes es 
posible deducir la CT del haz difractado mediante la 
abertura triangular como el número de manchas brillantes 
de un lado menos uno. 

 

 
 
Figura 9. Resultados experimentales para la intensidad en el régimen de 
campo lejano de una onda electromagnética Bessel-Gauss con carga 
topológica entera positiva desde m=0 hasta m=4 a través de una abertura 
triangular equilátera. 
Fuente: Losautores. 
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Figura 10 Resultados experimentales para la intensidad en el régimen de 
campo lejano de una onda electromagnética Bessel-Gauss con carga 
topológica entera negativa desde m=0 hasta m=-4 a través de una abertura 
triangular equilátera.  
Fuente: Los autores. 

 
 
Además de estas dos figuras puede notarse de la 

topológica del haz Bessel difractado, que para los valores de 
CT entera negativa el patrón de difracción resultante se 
encuentra rotado 180° respecto del patrón de intensidad 
obtenido para los correspondientes valores de CT entera 
positiva, en concordancia con lo obtenido en las 
simulaciones numéricas y en el modelo teórico. 

Sí se utiliza de nuevo el montaje experimental descrito 
en la Fig. 8, entonces son obtenidos las intensidades en 
campo lejano de una onda electromagnética Bessel con CT 
no entera positiva en el intervalo [0,3] (Fig. 11) y no entera 
negativa en el intervalo [0,-3] (Fig. 12). Estas figuras de 
intensidad muestran la equivalencia entre los resultados 
obtenidos usando las simulaciones numéricas de las Figs. 3 
y 4 y lo hallado en las intensidades experimentales de las Figs. 
11 y 12 respectivamente, respecto del rompimiento de la 
simetría del patrón de difracción resultante de manchas 
brillantes para los valores no enteros. 

 

 
Figura 11. Resultados experimentales para la difracción en campo lejano de 
una onda electromagnética Bessel-Gauss con carga topológica no entera 
positiva en el intervalo [0,3] con paso de 0,2.  
Fuente: Los autores. 

 
Figura 12. Resultados experimentales para la difracción en campo lejano de 
una onda electromagnética Bessel-Gauss con carga topológica no entera 
negativa en el intervalo [0,-3] con paso de 0,2.  
Fuente: Los autores. 

 
 
Conviene señalar que la aparición de las manchas 

nuevas en el patrón de difracción se hace para la CT 
positiva abajo del patrón previo existente y para la CT 
negativa arriba del patrón previo existente, cuando el haz 
con CT no entera se hace difractar y la fracción se aproxima 
al entero siguiente. 

 
4.  Conclusiones 

 
Se demostró mediante argumentos cuantitativos el 

patrón de difracción obtenido experimentalmente para 
difracción de un haz con momento angular orbital a través 
de una abertura triangular equilátera. A diferencia de otros 
trabajos que utilizan haces elípticos o Laguerre-Gauss cómo 
distribuciones con momento angular orbital, en nuestra 
implementación utilizamos una distribución Bessel-Gauss 
para demostrar que es posible discernir el valor y signo de 
CT entera a partir de su modelo de intensidad, pero no se 
puede determinar el valor de CT a partir del patrón de 
intensidad para CT no enteras, aunque si su signo. La 
explicación fenomenológica de ambos patrones de 
intensidad para haces Bessel-Gauss  pudo ser entendida 
utilizando la óptica de Fourier. 

 
Agradecimientos 

 
Esta investigación es soportada por la Vicerrectoría de 

Investigación y Extensión, VIE, de la Universidad Industrial 
de Santander a través de los proyectos con financiación 
interna “Modelo optoelectrónico generador de momentos 
angulares orbitales enteros y/o fraccionales”, código 
5191/5803 y “Momento angular orbital y momento angular 
spin de la luz en la base de funciones vectoriales de ondas 
cilíndricas”, con código 5708, programa de apoyo a la 
consolidación de grupos de investigación años 2012 y 2013. 
Colciencias apoya la realización de la presente investigación 



Acevedo et al / DYNA 82 (190), pp. 214-220. April, 2015. 

220 

con financiación a través del proyecto “Dispositivos ópticos 
para sistemas de alta dimensionalidad QKD (Quantum Key 
Distribution) basados en el momento angular orbital de la 
luz”, con código 110256934957 resultados de la 
convocatoria nacional para la conformación de un banco de 
proyectos elegibles de ciencia, tecnología e innovación año 
2012. 

 
Referencias 
 
[1]   Allen, L., Beijersbergen, M., Spreeuw, R. and Woerdman, J., Orbital 

angular momentum of light and transformation of Laguerre-Gaussian 
laser modes, Physical Review A, 45 (11), pp. 8185-8189, 1992. 
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.45.8185 

[2]   Berry, M.V., Optical vortices evolving from helicoidal integer and 
fractional phase steps, Journal of Optics A: Pure and Applied Optics, 
6 (2), pp. 259-268, 2004. http://dx.doi.org/10.1088/1464-
4258/6/2/018 

[3]   Sato, S., Ishigure, M. and Inaba, H., Optical trapping and rotational 
manipulation of the microscopic particles and biological cells using 
higher-order mode nd: Yag laser beams, Electronic Letters, 27 (20), 
pp. 1831-1832, 1991.  http://dx.doi.org/10.1049/el:19911138 

[4]   Parkin, S., Knoner, G., Nieminen, A. and Rubinsztein, H., 
Measurement of the total optical angular momentum transfer in 
optical tweezers, Optics Express, 14 (15), pp. 6963-6970, 2006.  
http://dx.doi.org/10.1364/OE.14.006963 

[5]   Tao, T., Jing, J., Qina, L. and Xiaoping, W., 3D trapping and 
manipulation of micro-particles using optical tweezers with 
optimized computer-generated holograms, Chinese Optics letters, 9 
(12), pp. 120010-120015, 2011. 

[6]   Arias, A., Etcheverry, S., Solano, P., Staforelli, J., Gallardo, M. and 
Rubinsztein, H., Simultaneous rotation, orientation and displacement 
control of birrefringent microparticles in holographic optical 
tweezers, Optics Express, 21 (1), pp. 102-111, 2013.  
http://dx.doi.org/10.1364/OE.21.000102 

[7]   Molina, G., Torres, J. and Torner, L., Management of the angular 
momentum of light: Preparation of photons in multidimensional 
vector states of angular momentum, Physical Review Letters, 88 (1), 
4 P., 2001. http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.88.013601 

[8]   Gatto, A., Tacca, M., Martelli, P., Boffi, P. and Martinelli, M., Free-
space orbital angular momentum division multiplexing with Bessel-
Gauss beams, Journal of Optics, 13 (6), 2 P., 2011. 
http://dx.doi.org/10.1088/2040-8978/13/6/064018 

[9]   Karimi, E., Marruci, L., Corrado, L. and Santamato, E., Time-division 
multiplexing of the orbital angular momentum of light, Optics 
letters, 37 (2), pp. 127-129, 2012.  
http://dx.doi.org/10.1364/OL.37.000127 

[10]   Crabtree, K., Davis, J. and Moreno, I., Optical processing with 
vortex-producing lenses, Applied Optics, 43 (6), pp. 1360-1367, 
2004.  http://dx.doi.org/10.1364/AO.43.001360 

[11]   Augustyniak, I., Masajada, J. and Drobcynski, S., New scanning 
technique for the optical vortex microscope, Applied Optics, 51 
(10), pp. C117-C124, 2012.  
http://dx.doi.org/10.1364/AO.51.00C117 

[12]   Foo, G., Palacios, D. and Swartzlander, G., Optical vortex 
coronagraph, Optics Letters, 30 (24), pp. 3308-3310, 2005.  
http://dx.doi.org/10.1364/OL.30.003308 

[13]   Moh, K., Yuan, X., Bu, J., Low, D. and Burge, R., Direct 
noninterference cylindrical vector beam generation applied in the 
femtosecond regime, Applied Physics Letters, 89 (25), 2 P., 2006. 
http://dx.doi.org/10.1063/1.2420777 

[14]   Sztul, H. and Alfano, R., Double-slit interference with Laguerre-
Gaussian beams, Optics Letters, 31 (7), pp. 999-1001, 2006.  
http://dx.doi.org/10.1364/OL.31.000999 

[15]   Liu, Y., Piu, J. and Lu, B., Method for exploring the orbital angular 
momentum of an optical vortex beam with a triangular multipoint 
plate, Applied Optics, 50 (24), pp. 4844-4847, 2011.  
http://dx.doi.org/10.1364/AO.50.004844 

[16]   Hickmann, J., Fonseca, E., Soares, W. and Chavez, S., Unveiling a 
truncated optical lattice associated with a triangular aperture using 

light's orbital angular momentum, Physical Review Letters, 105 (5), 2 
P., 2010.  http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.053904 

[17]   Yongxin, L., Hua, T., Jixiong, P. and L. Baida., Detecting the 
topological charge of vortex beams using an annular triangle aperture, 
Optics and Laser Technology, 43 (7), pp. 1233-1236, 2011. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.optlastec.2011.03.015 

[18]   Araujo, L. and Anderson, M., Measuring vortex charge with 
triangular aperture, Optics Letters, 36 (6), pp. 787-789, 2011.  
http://dx.doi.org/10.1364/OL.36.000787 

[19]   Janicijevic, L. and Topuzoski, S., Fresnel and Fraunhofer diffraction 
of a Gaussian laser beam by fork-shaped gratings, Journal Optical 
Society of America A, 25 (11), pp. 2659-2669, 2008.  
http://dx.doi.org/10.1364/JOSAA.25.002659 

[20]   Arfken. G.B., Mathematical methods for Physics, Third Edition, San 
Diego, Academic Press, pp. 604-634, 1985. ISBN: 978-0-12-059820-5 

[21]   Mourka, A., Baumgartl, J., Shanor, C., Dholakia, K. and Wright, E., 
Visualization of the birth of an optical vortex using diffraction from a 
triangular aperture, Optics Express, 19 (7), pp. 5760-5771, 2011.  
http://dx.doi.org/10.1364/OE.19.005760 

[22]   Gotte, J., O'holleran, K., Preece, D., Flossmann, S., Franke-Arnold, 
S., Barnett, S. and Padgett, M., Light beams with fractional orbital 
angular momentum and their vortex structure, Optics Express, 16 
(2), pp. 993-1006, 2008.  http://dx.doi.org/10.1364/OE.16.000993 

[23]   Goodman, J.W., Introduction to Fourier optics, Second Edition., 
New York, McGraw-Hill Co., pp. 60-169, 1996. ISBN: 0-07-
024254-2 

[24]   Díaz, C.F., Acevedo, C., Torres, Y. y Barrero, J., Modelado 
preliminar de un codificador optoelectrónico para la transferencia de 
datos sobre el momento angular orbital de la luz, Revista UIS 
Ingenierías, 11 (1), pp. 35-43, 2012. 

[25]   Rueda-Parada, J.E. y Romero-Becerra, A.L., Criptografía óptica 
mediante difracción de Fresnel y conjugación de fase, DYNA, 80 
(181), pp. 25-30, 2013. 

 
C.H. Acevedo, recibió el título de Físico en 2010, por la Universidad 
Industrial de Santander, Colombia. A partir de agosto del 2010 se convirtió 
en estudiante de Maestría en Física en la misma universidad y desarrollo un 
proyecto de investigación sobre la parte teórica y experimental de haces 
luminosos con momento angular orbital, obtuvo el título de MSc en Física 
en 2012 de la Universidad Industrial de Santander, Colombia. Participó de 
una estadía de investigación en el 2012, sobre el momento angular en 
campos electromagnéticos en CREOL, The College of Optics and 
Photonics en la Universidad central de Florida, USA. Actualmente se 
desempeña como estudiante de doctorado en la Universidad Industrial de 
Santander, parte del grupo de óptica y tratamiento de señales, desarrollando 
temas de investigación relacionados con las aplicaciones del momento 
angular orbital en comunicaciones. 
 
C.F. Díaz, recibió el título de Ingeniero Electrónico en 2008, por la 
Universidad Industrial de Santander.  En el año 2012 obtuvo el título de 
MSc en Ingeniería Electrónica de la misma institución, desarrollando un 
modelo optoelectrónico para la codificación de información con momento 
angular orbital en un haz luminoso. Actualmente se desempeña como 
gestor de proyectos de investigación relacionados con las aplicaciones del 
momento angular orbital de la luz en química. 
 
Y. Torres-Moreno, recibió su grado de Dr en óptica y tratamiento de la 
señal en 1983, en la Universidad de Franche-Comté, Besançon, Francia. Se 
vinculó a la escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander, 
Bucaramanga, Colombia en 1984, donde es profesor titular de física. Ha 
realizado varias estancias postdoctorales, en el Laboratoire d’Optique P. M. 
Duffieux, Besançon, France, Le centre d’Optique, Photonique et Laser 
COPL, Quebec, Canadá, Laboratorio de Procesado de Imágenes, Terrassa, 
España, École Normale Supérieure de Télécommunications de Bretagne, 
Brest, Francia y la Florida Atlantic University, Boca Ratón, USA. Su 
campo de interés actual, en donde orienta su investigación, es el de los 
haces con momento angular orbital y las aplicaciones de la técnica de la 
Telescopía de Fourier de tiempo promedio. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


